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Величина ионизационных потерь частицы в тонкой мишени случайна и распределена по закону, который впервые получил Л.Д. Ландау. Максимум такого распределения (спектра) соответствует наиболее вероятной величине потерь Ер. При движении частицы в режиме каналирования в кристалле происходит уменьшение (при положительном заряде частицы) или увеличение (при отрицательном заряде) вероятности близких столкновений частицы с атомами, что приводит к изменению величины Ер по сравнению с аморфной мишенью. Ранее спектры ионизационных потерь исследовались в условиях, когда длина деканалирования ld значительно больше толщины кристалла /1, 2/. При этом, как и в аморфной среде, такие спектры не зависят от энергии налетающих частиц. В настоящей работе рассмотрена ситуация, когда ld по порядку величины совпадает с толщиной кристалла. Показано, что при этом спектры потерь существенно зависят от энергии частиц, а их форма определяется отношением ld к толщине кристалла. Предложен метод экспериментального определения длины деканалирования частиц (в частности, электронов) и их энергии на основе измерения таких спектров. Отмечено, что при рассматриваемых условиях спектры ионизационных потерь каналированных частиц подобны спектрам потерь короткоживущих частиц в тонких аморфных мишенях /3/.
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